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ダイジェスト

代表的な試験・検査機器をご紹介いたします。
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試験検査機器のご紹介試験検査機器のご紹介
ご用途に合わせた
代表的な試験検査機器をご紹介いたします。

低温恒温恒湿器 ハイパワー恒温恒湿器
プラチナスＪシリーズ ARシリーズ

エスペック
●消費電力を大幅に低減
●国際規格対応（ISO、IEC、RoHS指令など）
●低GWP冷媒（R449A）に変更可能

エスペック
●急速温度サイクル試験のための恒温恒湿器
●国際規格IEC温湿度サイクル試験に対応
●低GWP冷媒（R449A）に変更可能

温度範囲 −70～+100℃*¹
湿度範囲 5～98%rh*¹
内容量 120～800L*²

温度範囲 −75～+180℃*¹
湿度範囲 10～98%rh*¹
内容量 250～1100L*²

＊1 参考値。型式により仕様が異なります。
＊2 シリーズの最小内法を示しています。

＊1 参考値。型式により仕様が異なります。
＊2 シリーズの最小内法を示しています。

小型環境試験器 冷熱衝撃装置
SHシリーズ TSAシリーズ

温度範囲 −60～+150℃*¹
湿度範囲 30～95%rh*¹
内容量 22.5L、64L*²

高温さらし温度範囲 +60～200℃*¹
低温さらし温度範囲 −70～0℃*¹
テストエリア容量 40～300L*²

エスペック
●ベンチトップタイプの小型環境試験器
●5℃/分の急速温度変化タイプあり
●低GWP冷媒（R449A）に変更可能（SH/SU-242を除く）

エスペック
●環境試験方法 IEC60068-2-14などの規格試験に対応
●1000サイクル連続運転。デフロストフリー機能
●低GWP冷媒（R449A）に変更可能

＊1 参考値。型式により仕様が異なります。
＊2 シリーズの最小内法を示しています。

＊1 参考値。型式により仕様が異なります。
＊2 シリーズの最小内法を示しています。

詳しくはWebで

詳しくはWebで

詳しくはWebで

詳しくはWebで
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“動的気象環境”を実現する/全天候型試験ラボのご紹介

動的気象環境とは(Dynamic Environment)

雨、降雪、積雪…と時間の経過とともに、刻々と変化する気象環境のことです。

耐侯試験 温度範囲-40～80℃/湿度範囲10～95%rh
霧試験 霧視界距離 15m以下
気流試験 風速 0～100km/h

（吹出寸法：W1400×H300m）
太陽光試験 太陽光色温度 2200K（夕方）　6500K（昼間）
降雪試験 降雪量 20mm/h
着雪試験 ノズルスプレー吹付式
降雨試験 雨量 10～200mm/h

＊ 記載の試験条件は参考値となります。別途ご相談を承ります。

設置場所 エスペック株式会社
神戸R&Dセンター

スポット恒温冷却装置
MTA-170

エスペック
●アタッチメントにより、多様な材料試験機と容易にセットアップでき、恒温
環境の再現が難しかった材料試験も可能になります。

吹出温度制御範囲
（吹出温度設定範囲）

‐40℃～+180℃
（‐60℃～+200℃）

安定時温度変動 ±0.5℃
圧縮空気源
(0.55～1.0MPa)*¹ 140～200NL/min
外寸法 W502×H1263×D652mm
重量 200kg

＊1 露点温度‐60℃以下、空気温度30℃以下

摩擦摩耗試験機・硬度計とのセットアップ例 衝撃試験機とのセットアップ例 万能試験機とのセットアップ例

恒温恒湿室 ウォークインチャンバー 受託試験のご紹介
Eシリーズ/ハイパワーシリーズ

試験所
エスペック
●環境試験方法 IEC60068-2-14などの規格試験に対応
●1000サイクル連続運転。デフロストフリー機能

エスペックの受託試験所は、高い技術力と管理・運営能力により公的機関の定
めた各種制度の認定を受けた機関です

試験品質 ●ISO/IEC17025 試験所認定
●ILAC･MRA適合の試験認定
●試験装置(一部除く)はISO/IEC17025 
　国際MRA対応校正済

温度範囲 -70～+100℃*¹
湿度範囲 5～98%rh*¹
内容量 120～800L*²

＊1 参考値。型式により仕様が異なります。
＊2 シリーズの最小内法を示しています。
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抵抗測定範囲（Ω） 2.0×105 ～1.0×1013（100V印加時）、2.0×103 ～1.0×1011（1V印加時）
チャネル構成 25ch～300ch/1ラック
チャネル制御 5ch/25ch
測定電圧 DC1.0 ～100V（0.1Vステップ）
リークタッチ検出機能 常時 100µsec未満で検出

エレクトロケミカルマイグレーション評価システム
絶縁抵抗/漏れ電流測定装置

エスペック
電子機器の微細化、高密度化、省電力化に向けた回路の高電圧化に伴い、重要性が高まるエレクトロケミカルマイグレーション評価、絶縁評価。
これらの評価をより高精度に効率よく連続して行うことができるシステムです。

新型輸送試験用小型振動試験機
m130LS

振動数範囲 2～2000Hz
加振室 1300N
最大変位 51mmp-p
最大掲載質量 100kg

テストラボの紹介

振動試験設備
●小型から大型までのラインアップを有した振動試験設備
●複数加振機による多点加振（長尺物）環境あり
ＥＭＣ試験設備
●エミッション（ＥＭＩ）測定と、イミュニティ（ＥＭＳ）試験を備えたＥＭＣ試験設備

IMV
●JIS Z 0232の輸送試験規格に対応
●小型、低騒音、AC100V電源のため設置が容易

IMV
自動車、航空宇宙、電子機器などの様々な業界において2万件を越える試験を実施した機関
シミュレーション試験技術の開発などに対応できます。

摩擦摩耗試験機
EFMシリーズ

最大加圧力 20～5,000N
最大回転数 ～1,650rpm

テンシロン万能材料試験機

エー・アンド・デイ
●高精度型と標準精度型をラインアップ

エー・アンド・デイ
●JIS K7218に適合したトライボロジ評価用摩
擦摩耗試験機

衝撃試験機
MDSTシリーズ

衝撃台サイズ ～1500×1500mm
衝撃加速度範囲 100～3000m/s²
衝撃作用時間範囲 4～25ms

神栄テクノロジー
●広範囲の正弦波パルス衝撃試験機

RTHシリーズ/RTIシリーズ

最大荷重容量 2.5kN～300kN
荷重精度 ±0.3/0.5%（高精度型）/±1%（標準型）
クロスヘッド速度範囲 0.001～1500mm/min＊上記仕様はEFM-3-Gにおいて
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耐候性試験機
アイ スーパーUVテスターSUV-W262

紫外線照度 最大150mW/cm² 
温度設定範囲 50～85℃（照射時)
湿度制御範囲 40～70%RH（照射時)
照射面積 160000m²（200×800mm)

紫外線照度 60～180W/m²（強照度試料枠） 
温度設定範囲 40～110℃（照射時)
湿度制御範囲 20～75%RH（照射時)
照射面積 最大11340m²（70×150mm)

耐候性試験機 
アイスーパーキセノンテスターXER-W83

岩崎電気
●試料枠を選定することで照度の制御範囲と試料
の取付枚数を変更可能 
●ASTM D7869対応の高機能タイプもございます

塩水噴霧試験機/SQ-F（噴霧塔方式）型
SQ-900-FST

槽内寸法 W900×D600×H500mm
試料片取付枚数 48枚（150×70mm）
試験槽内温度 ＋35℃±1℃

板橋理化工業
●噴霧塔方式を採用
●無結晶ジェットノズルを使用（2年保証）

岩崎電気
●自然屋外暴露のおよそ100倍、驚異的な促進性を実現
●各種規格試験に対応するキセノンランプ方式もラインアップ

サーモグラフィ
CPA-T500シリーズ

素子数 640×480ピクセル*¹
測定温度範囲 -20～1500℃*¹
温度表示 スポット、エリア(最高・最低)、ライブモード

チノー
●4形液晶モニタのタッチパネル仕様。180°回転。光学ユニットを搭載
●測定距離/視野角に応じて複数のオプションレンズあり

＊1 参考値。形式により仕様が異なります。

プログラマブル高精度能直流安定化電源
PPXシリーズ

出力電圧 10V～100Vまでの4タイプ、全8機種ライナップ
電流表示分解能 0.1µA、1µA、10µA、0.1mAの4レンジ
電圧表示分解能 0.1mV、1mVの2レンジ

テクシオ
●汎用直流電源に初めて温度計測機能搭載
●電圧、電流及び温度測定データを記録（データロガー機能）

詳しくはWebで

データロガー
midi LOGGER GL840シリーズ

アナログ入力 電圧、熱電対、測温抵抗体
チャンネル数 アナログ入力20ch 絶縁、最大200chまで拡張可能
記録間隔 最高10msのサンプリング間隔

GRAPHTEC
●全チャンネル絶縁・マルチファンクション（電圧、温度）入力
●無線LANユニット（別売）装着でワイヤレス計測可能

詳しくはWebで

無線データーロガー
AirLoggerTM WM2000（TA、TB、SA、SB）

サンプリング速度 100ms～（TA、TB、SA）/100µs～（SB）
最大同時接続ユニット数 100ユニット
重量（電池含む） 36g（TA、SA）/45g（TB）/105g（SB）

ADVANTEST
●温度（熱電対）、電圧、ひずみ、圧力、振動などケーブルレスで
　測定

詳しくはWebで

詳しくはWebで

詳しくはWebで
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画像中の机、パソコン、モニター、ラック、プリンター、
除振台はオプションです。

段差計・粗さ計/微細形状測定機 

縦照射型 三次元X線CTシステム

Surfcorder ET200Aシリーズ

XVA-160RZ 

小坂研究所
●「直動式検出器」を搭載 
●段位再現性１σ0.3nm以内を実現 
●測定の触圧が10～500µN（1～50mgf)の直動式検出器を搭載 
●微小測定力なため軟質試料面に対応

ユー・エイチ・システム 
倍率1000倍まで対応の高精度ステージを備え、小型化・高密度化・多層化す
る高機能な電子部品を高精度に非破壊解析できるため、数多く採用されてい
るCTシステムです。 

デモ機あり

詳しくはWebで

詳しくはWebで

二次元表面粗さ解析及び段差測定に最適な高精度・高分解能・優れた安定性を実現

独自技術のユーセントリック機能により、着目したポイントを360度方向からの透過観察と高倍率斜めCT撮影を実現

直動式検出器とは
直動式検出器は、触針、差動トランスを一
直線上に配置し、触針がトレースした表
面の形状を正確に捉えることができるた
め、表面の微細形状を正確に測定するこ
とができます。

型式 ET200A ET200A-D ET200A-3D
真直度精度 手動

（マイクロメータ）
自動

3µm/25mm以下
駆動速度 ｰ 2mm/sec
三次元測定ソフト なし あり
外寸法 W500×D440×H645mm（突起部含まず）
重量 120kg
電源 相AC90～240V 50/60Hz 300VA

3次元斜めCT（ユーセントリック機能）
着目中心回転機能により検査部位を見逃すことなく容易に解析が可
能です。 独自の技術により、ディテクタ傾斜時、拡大時、ステージ回転
時もサンプルを中央に捉え続けます。 大型基板でも破壊せずに断層撮
影が可能です。 ユーセントリック機能を利用し、斜め方向から観察し
て3次元断層撮影を行います。 

型式 XVA-160RZ
管電圧 20～160KV
ディテクタ FPD（フラットパネル）
外寸法 W1180×D1520×H1690mm
ステージサイズ 430×460mm
ストローク 310×310mm
ステージ回転角度 ±190
カメラ傾斜角度 0～60° カメラ傾斜時 ステージ回転時
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パワー半導体実装基板 熱特性評価・解析装置
TE100

パワー半導体基板および材料の熱特性(熱抵抗)評価をISOに準拠した方法で測定
ヤマト科学
●パワー半導体基板の熱特性（熱抵抗）の評価装置 
●ISO4825-1：2023に準じ評価 
●モジュール構造による放熱特性の評価が可能 
●基板の個別材料の放熱特性の測定評価が可能

ハードウェアリモート装置 IP-KVM 
CN9000/9600/9950 

分析装置（制御PC）の場所を選ばず遠隔操作！
ATENジャパン
●PCをネットワークにつながなくても遠隔可能 
●OSを選びません（古いOSでも可能） 
●ソフトウェアのインストール不要

型式 TE100
対応試験片サイズ

（ISO4825-1：2023 標準） 30×30mm

試験片荷重 10kg
温度特性 分解能≧0.01℃
電気抵抗値測定誤差 ±0.1ｍΩ（70～130Ωの範囲）
サンプリングレート 100サンプリング/sec（最大）
電源電圧 AC100V・50/60Hz
サイズ 制御部 W380×D470×H180mm

計測部 W380×D400×H320mm

型式 TEGチップ
発熱密度 1KW/cm²
最大投入電力 約250W
昇温速度 1.4×10⁴K/sec
サイズ（幅×奥行×高さ） 5×5×0.35mm

＊ モニター、キーボード、マウスは付属していません。

本体 TEGチップ

型式 CFA302
循環方式 外部密閉系循環
冷却方式 空冷
温度制御範囲 −10～60℃
電源容量 AC100V・13.8A
サイズ W380×D565×H725mm

サーキュレータ 外部密閉系精密循環装置ネオクール

サンプルテストが可能です。
お近くのヤマト科学までお問合せ下さい！

水冷ヒートシンク

TEGチップによる
加熱

ヒートシンクによる
冷却

測定サンプル
30mm角

TIM（グリースなど）

チップ接合
（銀ペーストなど）

サーキュレータサーキュレータ
CFA302CFA302

TEGチップ（消耗品）TEGチップ（消耗品）
5×5mm 4H-SiC Chip5×5mm 4H-SiC Chip

本体（計測部）内部

「ISO4825-1：2023」について
Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) --Test method for thermal property measurements of 
metalized ceramic substrates — Part 1: Evaluation of thermal resistance for use in power modules

分析装置制御PC

IP-KVM
スイッチ

リモート用PC

ネットワーク

事務所 研究室

ここにセット
するだけ！

接続イメージ ＊最大64のID登録、32の同時アクセスが可能

IP-KVMケーブル（付属）
IP-KVM ケーブルでは
 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

① ATENジャパンのマークを削除

② 分析装置用PCをネットワークに接続してはいけない

③ 分析装置の制御・解析用PCの「リモート化」で、こんなお悩みありませんか？

USBコネクタ

モニターコネクタ

マウス、キーボード信号

モニター（Video）信号

IP-KVMケーブルのイメージ

IP-KVMケーブルでは
 K：キーボード
 V：ビデオモニター
 M：マウス
の信号のみを通信しています。

④ KVMケーブルの構造と説明を追記したい（上記が説明概要）

⑤ ＊分析装置は予め電源をいれておく必要があります。（注意書きの追記）

導入事例
これまでは、分析装置の制御用PC画面前に集
合して操作方法の説明をしていた授業も、IP-
KVMを導入することによって、各人のPCで操
作画面をレビューすることができるようにな
りました。また、各人のPCから操作すること
もできるので、より理解を高めることのでき
た操作説明を実施することができるようにな
りました。

⑦ ＊導入事例に差し替え

⑥ ＊最大32台接続可能（追記）

IP-KVM
スイッチ側

制御
PC側

IP-KVMケーブルイメージ図

マウス、キーボード信号

USBコネクタ

モニターコネクタ
モニター（Video）信号

IP-KVM
ケーブル

この間、ネットワーク
接続はしていません

CN9000
IP-KVMスイッチ

デモ機あり 詳しくはWebで

詳しくはWebで

詳しくはWebで

測定方法
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より受付しております

注 意
本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

超音波映像装置

日立パワーソリューションズ
●超音波で半導体や電子部品を高精度・高速検査

FineSAT 7

有効ストローク 350×350×80mm
最大走査速度（公称値) 1,200mm/S
最大測定点数（標準） 4億点

受託試験の申込み、試験ラボでの
テストなどの相談は？Q

本カタログに掲載されている機器のご
相談や受託試験等のご相談は、ヤマト
科学の最寄りの営業所、または販売店
へお気軽にご相談ください。

Q&A試験検査機器

どのような分野でこれらの装置
は使われているのでしょうか？Q

半導体や電子部品、自動車関連、二次電
池、製薬、食品、各種の材料等、あらゆる
お客様で実績があり、主には研究開発
から生産部門の品質管理用途で使用さ
れています。

三次元X線CTシステム
TDMシリーズ

試料最大質量 2～20kg
最大X線透過度（アルミ換算） 50～200mm
最大倍率分解能(画素値) 0.25～10µm

ヤマト科学 
●断層画像収集から計測・解析まで
1システムで完結
デモ機あり

詳しくはWebで

小型プラズマ装置
PM100

チャンバ寸法 内径Φ100mm×L160mm
外形寸法 W310×D300×H448mm
重さ 約16kg
ユーティリティ 真空ポンプ別途必要

ヤマト科学
●マイクロ流路デバイスの作成ツール
●シンプルな構造で簡単操作

デモ機あり

詳しくはWebで

価格（税抜） ¥1,260,000

純水製造装置オートスチル
WG252

採水方式 イオン交換→蒸留→ろ過
採取純水 イオン交換水・蒸留水
製造量 約1.5L/h
外形寸法 W540×D570×H775mm

ヤマト科学
●蒸留水、イオン交換水共にA4レベルの水質 
●ディスペンサー方式によるハンディ採水
●採水位置を自由に変えられるマグネット固定式

詳しくはWebで価格（税抜） ¥523,000

デジタルマイクロスコープ
HRX-01

映像出力画素数 500万画素
観察倍率 0～7000倍
計測機能 2D/3D

ハイロックス
●色再現性の高い光学式観察装置
●リアルカラーで観察・計測・記録

デモ機あり

詳しくはWebで

価格 ¥4,500,000〜


